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Recenzja wniosku w sprawie nadania Pani Dr Iwonie JOZWIK
stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie Nauki Scisle i przyrodnicze

w dyscyplinie Nauki Fizyczne

Podstawa formalna
Niniejsza recenzje przygotowano na podstawie umowy zwartej 14 grudnia 2023 r. pomig¢dzy
piszacym recenzj¢ oraz Narodowym Centrum Badan Jadrowych =z siedzibg

w Otwocku, reprezentowanym przez Sekretarza Naukowego - dr hab. Anete Malinowska.

W zwiazku z uzasadnieniem wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego ztozonym
przez Dr Iwone JOZWIK, w recenzji skupiono uwage na ocenie cyklu publikacji
wskazanych przez Habilitantke jako opisujacych jej osiagnigcie naukowe ,,Rozwéj analiz
jakosciowych  opartych na  niskoenergetycznej skaningowej mikroskopii
elektronowej”. Przy sformutowaniu oceny koncowej wniosku oraz ewentualnej uchwaty
o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wzi¢to pod uwage nast¢pujace wymagania

obowigzujace w zakresie nadawania tego stopnia w Polsce:

o Kandydat do stopnia posiada stopien doktora;



o Kandydat posiada w dorobku osiagnigcia naukowe albo artystyczne, stanowiace
znaczny wktad w rozwoj okreslonej dyscypliny, w tym co najmniej:

o 1 cvykl powiazanych tematycznie artykuldw naukowych opublikowanych

w__ czasopismach naukowych Iub w recenzowanych materialach

z konferencji miedzynarodowych, ktéore w roku opublikowania artykulu

w__ostatecznej formie byly ujete w wykazie sporzadzonym zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub

o Kandydat wykazuje si¢ istotng aktywnosciag naukowa albo artystyczng realizowang
w wigcej niz jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury,

w szczegblnosci zagraniczne;.

Spetlnienie pierwszego warunku, to jest posiadanie stopnia doktora, zostalo
udokumentowane kopig dyplomu i nie wymagato oceny merytorycznej. Do pozostatych

dwoch warunkow odnosze si¢ w dalszym tek$cie mojej recenz;ji.

Charakterystyka formalna cyklu publikacji zawartych we wniosku
Dr Iwona JOZWIK jako osiagniecie uzasadniajace nadanie jej stopnia doktora

habilitowanego wskazata 9 publikacji. Ukazaly si¢ one w nastepujacych periodykach:

ECS Journal of Solid State Science and Technology (1) — 2,07
Micron (1) —-2,4

Ultramicroscopy (2) — 2,99

Materials Science in Semiconductor Processing (2) — 4,64

Microscopy and Microanalysis (3) — IF 4,127

W o$miu z dziewigciu publikacji Dr. Iwona Jozwik jest pierwszym autorem. W jednym jest

drugim autorem. Stwierdzam, ze wszystkie wymienione periodyki sa wlasciwe dla



Dyscypliny Nauki Fizyczne, a tematyka prac opublikowanych w nich przez Dr Iwong
JOZWIK taczy sie z osiagnieciem wskazanym przez Habilitantke we wniosku.

Ocena publikacji tworzacych cykl przywolany we wniosku o nadanie stopnia doktora
habilitowanego

Oceng publikacji tworzacych cykl przywotany we wniosku o nadanie stopnia doktora
habilitowanego chciatbym rozpoczaé¢ od oceny periodykow, w ktorych ukazaty si¢ te
publikacje. Jesli chodzi o pozycj¢ wymienionych periodykow na migdzynarodowym rynku
wydawniczym, to nalezy uzna¢, ze nalezg one do rozpoznawalnych, cho¢ w wigkszosci nie
cieszacych si¢ wysokimi wspotczynnikami cytowania ukazujacych si¢ w nich artykutéow. Na
wyrdznienie zastluguja w tym kontek$cie Materials Science in Semiconductor Processing i
Microscopy and Microanalysis z tak zwanym IF wigkszym od 4. Dowodzi to wedlug mnie
istotnej potencjalnej wartosci prac ukazujacych si¢ w tych czasopismach wedhlug oceny
wystawionej przez srodowisko czytelnikow, czyli naukowcow zainteresowanych tematyka

wiasciwg dla tych periodykow.

Zgodnie z Autoreferatem Dr Iwona JOZWIK okresla swoj wklad w rozwéj dyscypliny
Nauki Fizyczne jako ,,Rozwdj analiz jako$ciowych opartych na niskoenergetycznej
skaningowej mikroskopii elektronowej”. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, ze pierwsze
doniesienia na temat niskoenergetycznej elektronowej mikroskopii skaningowej pojawity
si¢ w literaturze przedmiotu pod koniec XX wieku. Na poczatku obecnego stulecia, ukazato
si¢ szereg prac na temat o charakterze przegladowym, z ktorych cze$¢ Habilitantka cytuje w

swoim Autoreferacie.

Od czasu pojawienia si¢ pierwszych doniesien na temat niskoenergetycznej skaningowe;j
mikroskopii elektronowej, technika ta podlegala systematycznym udoskonaleniom,
rozszerzajac w efekcie mozliwosci wspotczesnej mikroskopii elektronowej. Inspiracja do
rozwoju metody byly wyzwania badawcze w zakresie charakteryzowania nowych

materiatéw, w tym grafenu. Oryginalnym wktadem Dr Iwony JOZWIK w rozw6j analiz



jakosciowych za pomoca tej techniki badania jest opracowanie oryginalnych metod
interpretacji kontrastu, wynikajacego z lokalnych zmian wlasciwosci elektrycznych oraz
wykorzystanie tych metod do badania wuszkodzen, spowodowanych dzialaniem
energetycznych jonéw. W szczegdlnosci za wysoce oryginalny nalezy uzna¢ wktlad
Habilitantki w badania grafenu metoda niskoenergetycznej skaningowej mikroskopii
elektronowej, zrealizowane wspolnie z autorami polskiej technologii otrzymywania tego

materiatu.

Jesli chodzi o wklad wynikéw badan przedstawionych w tworzacych cykl pracach
w rozw6j dyscypliny Nauki Fizyczne, uznajg, w $wietle uwag o pozycji periodykow,
w ktorych si¢ one ukazaly, Ze jest on znaczny i moze w mojej opinii uzasadnia¢ nadanie
stopnia doktora habilitowanego. Przy bardziej szczegdtowej analizie tego wktadu nalezy
jednak w pierwszej kolejnosci zapoznac si¢ z ocena, jaka wystawili tym pracom kolezanki 1
koledzy zajmujacy si¢ ta samg tematyka. Syntetyczng miarg wystawionej przez nich oceny
tych publikacji wskazanych we wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego jest

liczba przypadkow ich cytowania.

Wedlug Autoreferatu kandydatki do stopnia doktora habilitowanego, artykuty naukowe Dr
Iwony Jozwik byly cytowane 855 razy, w tym 786 razy w pracach, w ktorych nie byla
wspotautorkg (baza SCOPUS, 05.07.2023). W ujeciu iloSciowym za pomocg tak zwanego
indeksu HIRSHA, IH, pozwala to przypisa¢ Habilitantce liczbg 16. Jest to warto§¢ budzaca
szacunek. Z drugiej strony, nalezy zwrdci¢ uwage, ze warto$¢ ta wynika z liczby
przypadkéw cytowania prac, w wigkszosci nie wymienionych w cyklu publikacji
przywotanych we wniosku. Wiekszos¢ prac z tego cyklu byta cytowana, poki co nie czesciej
niz 2-3 razy. Wyjatkiem jest praca K. Grodecki, I. Jozwik, J.M. Baranowski,
D. Teklinska, W. Strupinski, SEM and Raman analysis of graphene on SiC(0001), ktora

ukazata si¢ w Micron w 2016 roku (cytowana 40 razy).



By¢ moze, srodowisko naukowe potrzebuje wigcej czasu na poznanie wartosci tych prac?
Na obecnym etapie ich upowszechnienia uznaj¢, ze wnioslty one znaczacy wktad w rozwoj
dyscypliny, cho¢ z pewno$cig nie przetomowy. Z drugiej strony istotnym dowodem
wysokiej oceny wkltadu Dr Iwony JOZWIK w rozwéj analiz, opartych na
niskoenergetycznej skaningowej mikroskopii elektronowej ze strony mi¢dzynarodowej
srodowiska naukowcow z obszaru fizyki ciata statego oraz nauki o materialach jest fakt
uzyskania zaproszenia wygtoszenia wykladu na ten temat w John A. Paulson School of

Engineering and Applied Sciences na Uniwersytecie Harvarda.

Jesli chodzi o osobisty wklad Dr Iwony JOZWIK w rozwdj analiz opartych na
niskoenergetycznej skaningowej mikroskopii elektronowej, przedstawiony w publikacjach
tworzacych cykle przywotany we wniosku o nadania stopnia doktora habilitowanego to

stwierdzam, ze wktad ten jest jednoznacznie identyfikowalny 1 wiodacy w wigkszo$ci prac.

W konkluzji uznaje, ze Dr Iwona JOZWIK wypracowata oryginalny i warto$ciowy warsztat
naukowy zwigzany z interpretacja obserwacji SEM z wykorzystaniem wigzki elektronow o
malej energii. Opracowana przez nig metodyka badawcza miata zasadnicze znaczenie jesli

chodzi o powstanie przywotanych publikacji, dowodzac tym samym jej duzej wartosci.

Jednoczesnie chcialbym zwroci¢ uwage na do$¢ kontrowersyjng samoocen¢ wkladu
Habilitantki do poszczegdlnych prac. Osobiscie jestem przekonany, ze samoocena
procentowa nie powinna by¢ ,,wymuszana” na habilitantach. Jesli jednak ulegaja oni takiej
presji sugeruj¢, aby przyjac¢ zasade, ze procenty w tym przypadku nie musza si¢ sumowac

do 100 (s3 na to precedensy). Jak bowiem wytlumaczy¢ fakt, ze w publikacji

A7. K. Grodecki, 1. Jozwik, J.M. Baranowski, D. Teklinska, W. Strupinski, SEM and
Raman analysis of graphene on SiC(0001), Micron 80 (2016) 20



Dr Iwona JOZWIK swoj wkiad szacuje na 65%. Taka warto$é procentowa pozostawia
pozostalym wspotautorom, w tym pierwszemu autorowi, 35% do podziatu, co daje dla
kazdego mniej §rednio niz 9%. Pozostawiam to bez komentarza, liczac na refleksje nad ta

kwestig ze strony Habilitantki.

Ocena aktywnosci naukowej realizowanej w wiecej niz jednej uczelni, instytucji
naukowej lub instytucji kultury, w szczegolnosci zagranicznej

Dr Iwona JOZWIAK ma w swoim dorobku bardzo bogate doswiadczenia migdzynarodowe
oraz w zakresie wspOlpracy =z partnerami z wielu instytucji naukowych

w Polsce.

Szczegolnie godne podkreslenia wydaja mi si¢ jej staze w wiodacych laboratoriach we
Francji, Centre de Spectrometrie Nucleaire et de Spectrometrie de Masse, Orsay oraz
Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, Université de Lyon, a takze

wspotpraca z Laboratorium Fizyki Ciala Statego w INSA.

Efektem jej aktywno$ci naukowej realizowanej poza zatrudniajacymi ja jednostkami jest

wiele wspolnych prac, ktorych liste Habilitantka zamie$cita w Autoreferacie.

Opinia koncowa

Biorac pod uwage przedstawiona moja ocene wktadu Dr Iwony JOZWIK w rozwoj Nauk
Scistych i Przyrodniczych w dyscyplinie Nauki Fizyczne uznaje, Ze jej wniosek o nadanie
stopnia doktora habilitowanego jest uzasadniony. Popieram jednocze$nie przyjecie
ewentualnej uchwaty w tej materii przez Rad¢ Dyscypliny prowadzaca postgpowanie

w sprawie nadania Dr Iwonie JOZWIK stopnia doktora habilitowanego.

Bokiny, 8 stycznia 2024 r.



